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Foreword

ISO (the International Organization for Standardization) is a worldwide federation of national
standards bodies (ISO member bodies). The work of preparing International Standards is normal-
ly carried out through ISO technical committees. Each member body interested in a subject for ,
which a technical committee has been established has the right to be represented on that com- |
mittee. International organizations, governmental and non-governmental, in liaison with ISO,
also take part in the work.

|

Draft International Standards adopted by the technical committees are circulated to the member
bodies for approval before their acceptance as International Standards by the ISO Council. They
are approved in accordance with 1SO procedures requiring at least 75 % approval by the member
bodies voting.

International SLndard 1SO 4287/1 was prepared by Technical Committee 1SO/TC 57, Metrology
and properties [of surfaces. ’

Avant-prppos

L'1SO (Organidation internationale de normalisation) est une fédération mondiale d’organismes

nationaux de n|
les est confiée
a le droit de fal
gouvernement
vaux.

Les projets de

prmalisation {comités membres de I'ISO). L'élaboration des Normes internationa-
bux comités techniques de I'1SO. Chague comité membre intéressé par une étude
re partie du comité technique créé i cet effet. Les organisations internationalés,
les et non gouvernementales, en liaison avec I'lSO, participent également aux tra-

Normes internationales adoptés par les comités techniques sont soumis.aux comi-

tés membres gour approbation, avant leur acceptation comme Normes internationales par le
Conseil de I'IS@. Les Normes internationales sont approuvées conformément aux procédures de
I'ISO qui requigrent I'approbation de 75 % au moins des comités membresyotants.

La Norme interfiationale 1ISO 4287/1 a été élaborée par le comité technique ISO/TC 57, Métrolo-
gle et propriétds des surfaces.
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Surface roughness — Rugosité de surface — lllepoxoBaTocTb

Terminology —

Part 1

: Surface and

its parameters

Terminologie —
Partie 1 : Surface et
ses parameétres

NOBEPXHOCTH —
TepmuHonorua —

YacTb 1: MNoBepxHOCTL U

ee napameTpbl

1 Scope

This part
relating to
establish 4

2 Field
This part

f 1SO 4287 defines the terms
surface roughness in order to
common language.

of application
of 1SO 4287 contains defini-

tions of teyms of the surface roughness
used in teﬁhnical documents, scientific

publicatiohs, etc. Terminology con-
nected with surface parameters relates
to the |mean line system. The

characterigtics and parameters standar-

dized for
ISO 468.

use in industry are given in

3 Reference

1SO 468,
Parametel

Surface roughness —
s, their values and general

rules for specifying requirements,

4 Surface, profile and

datum

4.1 real
limiting th
the surrou

surface : _ The surface
e body andrseparating it from
nding medium (see figure 1).

Objet

La présente partie de I'lSO 4287 définit
les termes relatifs & la rugosité de sur-
face, en vue de créer un langage com-
mun.

Domaine d’application

La présente partie de I'ISO 4287 com-
porte les définitions des termes de rugo-
sité de surface utilisés dans les docu<
ments techniques, les publications
scientifiques, etc. La terminologie liée
aux parameétres de rugositése rapporte
au systéme de la ligne.moyenne. Les
caractéristiques et les. parameétres nor-
malisés destinés -aétre utilisés dans
I'industrie font I'ehjet de I'ISO 468.

Référence

1S0O 468, Rugosité de surface — Parame-
tres, leurs valeurs et les régles générales
de la détermination des spécifications.

Surface, profil et référence

surface réelle : Surface qui limite le
corps et le sépare du milieu qui I'envi-
ronne {voir figure 1),

O6vexT

TEPMWHbI, OTHOGALMNECH K

epoXoBaTOCTH

HacTtoAawasa 4acte NCO 42:{7 onpegennaeT

NOBEPXHOCTUHC LUEnbio yC
OfAMHaKOBOFO NOHUMaHNA.

O6nactb npumMeHeHus

aHOBNEeHNUA UX

HacToRAwan qaCT/b NCO 4287 copepxuT

TePMUHbLI

M nx onpepeneHun,

OTHOCAH-

WWECA K WepoXoBaTOCTU MOBEPXHOCTU U
MNCNONb3yeMbie B TEXHWUUEEKUX AOKYMEH-

Tax, Hay4HbIX ny6nukatua
HONOrvA, cBA3aHHan ¢ napa

nT1.8. TepMmu-
eTpamu Wwepo-

XOBaTOCTU, OTHOCUTCA K CUETEMe cpeHen
nuHUK. [apameTpbl M XapakTepPUCTUKW,

cTaHAapTM3OBaHHble ANA
B MIPOMbI WAEHHOCTH, BaHbl

Cebinka

NCO 468, Liepoxosamocn
cmu — lNapamempbl, ux sent

nonb30BaHUsA
NCO 468.

b NOBEPXHO-
quHbl uobwue

npasuna onpedeneHun cnetuchukauuil.?)

MoBepxHOCTb, Npothuiib U 6asbl

oTcueTta

peanbHan NOBOPXHOCTDL :

MNoBepxHOCTb,

orpaHudusalonan Teno u oTpenAiowan ero

OT OKpyXalouen cpegbl (cm

puc. 1).

Real surface

Ll Ve
Surfaceréetle

Figure 1
PucyHok 1

PeanbHan NOBEPXHOCTL

1) Ony6nuKoBaH TOMbKO Ha aHrmUMACKOM u

hpaHLly3cKoM A3blKax.
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4.2 geometrical surface : An ideal
surface the nominal form of which is
defined by the drawing and/or any
other technical document (see figure 2).

surface géométrique : Surface idéale
dont la forme nominale est spécifiée par
le dessin et/ou tout autre document
technique (voir figure 2).

reomeTpuyeckKkana NOBEPXHOCT
HaA NOBEPXHOCTb, HOMUHANb

b: Ngeano-
Haa c¢opma

KOTOPOW ONpefieNAeTCA YepTexom umnm
no6bIMA  APYTUMU TEXHUYECKAMU [OKY-

MEHTaMy (CM. puc. 2).

Geometrical surface
Surface géométrique
FeoMeTpryeckas NOBEPXHOCTb

NOTE — Ternps “ideal geometrical surface”,
“design form| and “‘nominal surface’ are
used in certaih national standards with the
sense of ‘“‘gegmetrical surface’” as defined
above. )

4.3 referehce surface: A surface
from which| surface roughness para-
meters are drtermined.

NOTE ~ Thel reference surface nominally
has the form gf the geometrical surface and
its position copforms to the general orienta-
tion .of the real surface in ~space.
Mathematically it can be determined, for
example, by the least squares method.

4.4 equidistant section : An inter-
section of tHe real surface withCa~sur-
face having the form of the geometrical
surface and |placed equidistant to the
reference surface (see figures 3 and 4).

—

Figure 2
Pucyok 2

NOTE — Les termes «surface géométrique
idéale» et «surface nominale» sont utilisés
dans certaines normes nhationales- dans le
sens donné par la définition ci-dessus @u
terme «surface géométriquen.

surface de référence : Surface & par-
tir de laquelle les parameétres de rugosité
de surface sont déterminés.

NOTE — La surface de référence a la forme
de la surface. géométrique et sa position
coincide avegd|'orientation générale de la sur-
face réelle,'dans l'espace. Mathématique-
ment, elle peut étre déterminée, par exem-
ple, \par la méthode des moindres carrés.

section équidistante : Section de la
surface réelle par une surface ayant la
forme de la surface géométrique et située
de fagon équidistante par rapport a la
surface de référence (voir figures 3et 4).

Equidistant section
Section équidistante
IKBUAUCTAHTHOE ceveHune

MPUMEHAHUE — TepMuHbl uaepnbHan reoMe-

Tphueckan

NOBEPXHOCTL,  ,KOHCTPYKTHBHAA

dopma“u ,HomuHan bHaA NOBEPXHPCT b UCMONb-
3YIOTCA B HEKOTOPbLIX HaUMOHaNbHbIX cTaHgap-

Tax B 3Ha4YeHuun ,reoMmeTpuyecKan f
KakK 37O onpefeneHo Bblwe.

6asoBan  NOBEPXHOCTL :
OTHOCUTENbHO KOTOpOW f
onpegenedne napameTpos
TOCTU NOBEPXHOCTH.

OBBPXHOCTb ",

MpBepXHOCTD,

OU3BOAUTCH
wepoxona-

APUMEYAHWUE — BasoBana noBepkHOCTb umeeT
HOMUHANbHO HOPMY TEOMETPUUECKOW TNOBep-

XHOGTW ¥ ee MONoXKeHue cooTBeTd
HanpaBNeHWIO peanbHON nosepx
CTpaHcTBe. MaTeMaTuueckun OHa
onpegeneHa, Hanpumep, C fOMd
HaMMeH b X KBagpaTos.

IKBMQUCTAHTHO® ceéueHune :

[TBYeT O6UWeMy
iocTu 8 npo-
MOXET 6biTh
Whio MeToga

CeuveHue

peanbHOM MNOBEPXHOCTU nOTpXHOCTbIO,

nmeonen opMy reometTpuye
XHOCTU U pacnonoXxeHHON 9
HO 6a30BOW NOBEPXHOCTU (CM.

KOW noBep-
BUQUCTAHT-
puc. 3 n 4).

Equidistant section

Figure 3
PucyHox 3

Section équidistante
- BKBUAUCTAHTHOE CeYeHue

Figure 4
Pucyuok 4
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4.5 contour picture of the sur-
face : The totality of lines of intersec-
tion of the real surface by a number of
equidistant sections {see figure 5).

image contour d‘une surface:
Ensemble des lignes d'intersection d’une
surface réelle par un certain nombre de
sections équidistantes (voir figure 5).

1ISO 4287/1-1984 (E/F/R)
NCO 4287/1-1984 (A/®/P)

KOHTYpHan KapTuHa nogepxHocTu : Copo-
KYNHOCTb NUHUIA NepeceYeHUA peanbHOn
NOBEPXHOCTU HEKOTOPbIM YUCNOM 3KBU-
AUCTaHTHBIX CEYEHUN (CM. puc. 5).

4.6 normal section: A section
effectively perpendicular to a reference
surface (sge figure 6).

NOTE — i practice, this section is a plane
obtained when intersecting a surface by a
plane normal to that tangential to the small
area of the wvorkpiece surface under conside-
ration, without taking account of the surface
roughness pf this small area.

Figure 5
PucyHok 5

coupe normale : Sectioh par un plan
normal a la surface-de référence (voir
figure 6).

NOTE — En pratique, cette section est un
plan obtenupar l'intersection de la surface
de référence par un plan perpendiculaire au
plan tangent & un élément de la surface de la
piéce, examinée, sans tenir compte de la
rugosité de cet élément de surface.

Image contour d’une surface

Contour picture of\the S}rface
KOoHTYpHaA KapTUHa NoBgpXHOCTU

HOpmansHoe ceueHue : CefieHne, nepneH-
BUKYNApHOe K 6a30BOW| NMOBEepPXHOCTWN
(cM. puc. 6).

MNPUMEYAHUE — Ha npakTuke 23TO ceudeHue
ABNAEGTCA NNOCKOCTBIO, NONYy4AeMON nMpu nepe-
CEYEHUK MOBEPXHOCTU C MNOCKACTLIO, HepneH-
AVKYNAPHOR K NNOCKOCTW, KagaTenbHOW K Ma-
NOMy y4acTKy paccMaTpuBaeMOi NOBEpPXHOCTH
fnetanu 6e3 yyeTa WepoxoBaToqdTy 9TOro Manoro
yqacTka NOBePXHOCTU.

Normat-section
Coupe normale

HopmanbHoe ceveHune

4.7 oblique section : A section in-
clined with respect to the reference sur-
face (see figure 7).

NOTE — In practice, this section is a plane
inclined to a surface tangential to the surface
of the workpiece at the line of intersection in

Figure 6
Pucynox 6

coupe oblique : Section par un plan
oblique 3 la surface de référence (voir
figure 7).

NOTE — En pratique, cette section est un
plan obtenu par l'intersection d‘un plan tan-
gent & un élément de la pidce examinée avec

kocoe ceuveHue : CeueHue, HaKNOHHOE K
6a30BOI NOBEPXHOCTYU (CM. puc. 7). '

APUMEYAHUE — Ha npakTuke 3TO cedveHue
ABNAGTCA MNOCKOCTLIO, MONy4YaeMon npu nepe-
ceyYeHUM NNOCKOCTK, KacaTtenbHOM K ManoMmy
y4acTky paccMmaTpuBaemow peTanu, ¢ nnoc-
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the small area under consideration, without un plan oblique a ce plan tangent, sans tenir KOCTbI0, HAKMOHHOM K 3TOM KacaTenbHOW nnoc-
taking account of surface roughness. - compte de fa rugosité de cet élément de sur- KOCTH, 663 yueTa WEepoXoBaToOCTU 3TOr0 Manoro
face. y4acTKa NOBEPXHOCTU.

Oblique section
Coupe oblique
Kocoe ceuyeHune

Figure 7

PucyHok 7
4.8 surfage profile : A line of in- profil de la surface : Ligne d'intersec? npochunb MNoBepxHocTH : JlUHuA nepece-
tersection of a surface with a plane. tion d'une surface et d'un plan <de YeHUA NMOBEPXHOCTU C MIOCKYCThIO.

coupe.

|
|
)
|
{
4.9 real profile : Anintersection of a profil réel : intersection de.la surface peanbHuiit npochune : CeveHye peanbHOM i
real surface|with a plane (see figure 8). _réelle et d'un plan normal, (veir figure 8). MNOBEPXHOCTH NNOCKOCTLIO (CH. puc. 8). J

Real profile
Profil réel
Peanbrel ¥ npocuns

Figure 8
Pucysok 8

4.10 geometrical profile : A profile profil .géométrique : Profil résultant reomeTpu4eckui npocunb i pocuns,

that results [from the-intersection of a de l'intersection de la surface géométri- nony4yaeMbl NpuU CeueHUN reomeTpudec-
geometrical |surface”with a plane (see que et d'un plan (voir figure 9). KOW MOBEPXHOCTM MNOCKOCTLIP (CM. pUc 9).
figure 9).

Geometrical profile
Profil géométrique
FeomeTpuyecknin npodunb

Figure 8
Pucynok 9
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4.11 transverse profile : A profile
resulting from the intersection of a sur-
face by a plane normal to the surface lay
(see figure 10).

profil transversal : Profil résultant de
l'intersection d'une surface et d’'un plan
normal perpendiculaire & la direction
des irrégularités (voir figure 10).

4.12 longitudinal profile : A profile
resulting from the intersection of a sur-
face by a|plane parallel to the surface
lay (see figure 11).

4.13 periodic profiles A profile
which can be approximately described
by a perigdic function, for example, a
profile prqduced\by turning.

1SO 4287/1-1984 (E/F/R)
NCO 4287/1-1984 (A/®/P)

nonepeunbtit npochunsb : MNMpodune, nony-
Yaemblt Npwt CeYeHUX MOBEPXHOCTYU NNO-
CKOCTbIO, MEpPrieHAUKYNAPHOW Hanpasne-
HUIO HepoBHOCTEWM (CM. puc. 10).

Figure 10
Pucynok 10

profil longitudinal : Profil résultant de
I'intersection d'une surface et d'un plan
normal paralléle a la direction desirré;
gularités (voir figure 11).

Figure 11
PucyHok 11

profil périodique : Profil qui peut étre
représenté, d’une manigre approxima-
tive, par une fonction périodique. Par
exemple : profil résultant d’une opéra-
tion de tournage.

Transverse profile
Profil transversal
Monepe4Hsin npodunls

npogonbhbiW npochunas : Mpodune, nony-
JaeMbl NPy CeYeHUU NOBEPXHOCTU NNO-
CKOCThIO, nNapannenbHOM | HanpasneHuio
HepoBHOCTeM (CM. puc. 11).

Longitudinal profile
—— Profil longitudinal
NpoaonbHbIf Npohpns

nepuoguueckui npocuns | Npoduns, Ko-
TOPbIV MOXET 6bITb NPUBNYIKEHHO ONMUCaH

NepuoguYeckon YHKLUEN, Hanpumep :
NPOUN b, NONYUYEHHbIN TONEHUEM.

4.14 random profile : An aperiodic
profile which can be described by a ran-
dom function, for example the profile
obtained as a result of grinding or shot
and grit blasting.

4.15 reference line: A given line
relative to which assessment of profile
parameters is performed.

NOTE — It is not necessary that this line be
on the reference surface.

profil aléatoire : Profil apériodique qui
peut étre décrit par une fonction aléa-
toire. Par exemple : profil de rectifica-
tion, de sablage et de grenaillage.

ligne de référence : Ligne donnée par
rapport a laquelle les paramétres du pro-
fil sont déterminés.

NOTE — Il n‘est pas nécessaire que cette
ligne se trouve sur la surface de référence.

cnyvaiiHbl 4 npocbuns : Heneprognueckui
npochunb, KOTOPbiN MOXET 6bITb ONNCaH
cnyyamHon yHKUuen, Hanpumep, npo-
thvnb, nonyvaembin nocne wWNUOBaHuR,
NecKOCTPYWHOM U ppo6ecTpyvHon obpa-
60TKN.

6asosan nuHMA : 3agaHHan NMHUA, OTHOCU-
TENbHO KOTOpPOW OnpeflenAaloTcA napa-
MeTpbl npocouna.

MPUMEYAHUNE — 3Ta nuHUA He o6A3aTeNbHO
Haxo[WTCA Ha 6a30BOW NOBEPXHOCTW.
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4.16 sampling length, / : The length
of the reference line used for identifying
the irregularities characterizing the sur-
face roughness (see figure 12).

longueur de base, / : Longueur de la
ligne de référence utilisée pour séparer
les irrégularités constituant la rugosité
de surface {voir figure 12).

Reference line
Ligne de référence
basosas nuHna

6asosan gnuHa,/: fjnuda 6a30BOU NUHUK,
ncnonb3yemMans ANA BbifeNeHUA HEepOBHO-
CTeN, XapaKTepuayiowmnx WepoxoBaTocTb
NOBEPXHOCTH (CM. puc. 12).

sanfpling lengths

[1 = [2 = [3 = [4 = [5 londueurs de base

6a3@Bble ANUHbI

e ety et}

NOTE — The sampling length is measured in
the general difection of the profile.

4.17 evalyation length, / : The

length over yhich the values of surface
roughness parameters are assessed. It
may contaiff one or more sampling
lengths.

tance betwepn a profile point and the
reference line in the. direction of the
measurementt (see figure 13).

4.18 prof%fa departure, y : The dis-

y

Evaluation length
Longueur d’évaluation
Anuna oueHkn

Figure 12
Pucynok 12

NOTE — La longueur de base estymesurée
suivant la direction générale du.profil.

longueur d’évaluation, /. : Longueur
utilisée pour déterminer fes valeurs des
paramétres de rugosité de surface. Elle
peut comprendre une ou plusieurs lon-
gueurs de base {voir figure 12).

écart du profil, y : Distance entre le
paint du profil et la ligne de référence
suivant la direction de mesurage (voir
figure 13).

APUMEYAHUNE — ba3oBan GNUHY U3MEPAETCA B
OCHOBHOM HanpasneHnu npogung.

ANvHa oqeuxu,ln : Anvra, Ha HoTopowt OLe-
HUBAIOTCAH 3HAYEHWA NapaMeTPOB WepOoXxo-
BATOCTM MOBEPXHOCTU. OHa MPXeT copep-
XKaTb OfiHY UN HECKONbKO 6430BbiX ANUH
(cMm. puc. 12).

oTknoHexwne npocuna, y: |[PaccTroAHue
MeXxgy TOoukoM npodunA M 6Gasosow
fAWHUEN B HanpaBneHUM U3MBpeHUA (CM.
puc. 13).

|

rofil

artutre.
(o]

]

écart d

Hanpaenenue oTknongrus npocuna

Direction of profite d

Direction de I

~

General direction of the profile
Direction générale du profil
OcHOBHOE HanpasrieHne Npocounsa

Figure 13
PucyHok 13
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NOTE — Figure 13 represents a profile
graph which is the distorted representation
of the profile. For this reason, the profile
departures should be measured in the same
direction as that used to determine the pro-
file. On the real profile, the angles, ¢, be-
tween the mean line and the general direc-
tion of the profile within the evaluation
length are very small. Thus, the difference
between the profile departures measured
perpendicular to the mean line and those
measured perpendlcular to the general direc-

on the regl surface, the proflle departures .

should bg considered perpendicular to the
mean line

4.19 Idast squares mean line of the
profile (also called mean line), m : A
referencg line having the form of the
geometrigal profile and dividing the pro-
file so thpt, within the sampling length,
the sum|of the squares of the profile
departurgs from this line is minimal {see
figure 14). '

NOTE — Sur la figure 13, le profilogramme
représente une image altérée du profil; c’est
pourquoi les écarts du profil doivent étre
mesurés dans la méme direction que celle
utilisée pour I'évaluation du profil. Sur le pro-
fil réel, les angles, a, entre la ligne moyenne
et la direction générale du profil & I'intérieur
de la longueur d’'évaluation sont trés petits;
c'est pourquoi la différence entre les écarts
de profil mesurés perpendiculairement & la
lighe moyenne et ceux mesurés perpendicu-
Ialrement ala dlrect|on générale du profll

réelle, les ecarts du profil devraient étre con-

sidérés perpendiculairement a la ligne

maoyenne.

ligne moyenne des moindres carrés
du profil {également appelée ligne
moyenne), m : Ligne de référence
dont la forme est celle du profil géomé-
trique, et qui divise le profil de telle sorte
gu’a l'intérieur de la longueur de base,
la somme des carrés des écarts a partir
de cette ligne soit minimale (vOir
figure 14).

ln Least squares mean line of the

profile, m

b4
R —

Hanpagnenue oTknoHexus npocunsa

Direction of profile departure
Direction de I'écart du profil

du profil, m

npodouna, m

Ligne moyenne des moindres carrés

CpefjHAA NUHKA HAUMEHbLUIMX KBaJPaTOB

1ISO 4287/1-1984 (E/F/R)
NCO 4287/1-1984 (A/®IP)

MPUMEYAHUE — PucyHok 13 nokasbiBaeT npo-
counorpamMmy, KOTOpas NpPeACTaBRAET CO60M
UCKa)KeHHOe u3obpaxkeHue npocouna. Moaromy
OTKNOHEHUA NpodUNA AOrMXKHbI U3MEPATLCA B
TOM )K€ HanpaBneHWn, B KOTOPOM OnpegeneH
npocounb. Ha peanbHOM npodmne yrnbi, ¢,
MeXxfly cpefiHew NMHUe R 1 O6WUM HarpasieHeM
npoounA B npeaenax ANUHbLI OLEHKW Ou4eHb
Manst. [loaTOMy pasHOCTb MeXXgy OTKNOHEHNAMMU
npochomnA, . MaMepeHHbIMY  NepneHRUKYNAPHO
cpefHen NUHAW U NePNEeHANKYRAPHO K obwemy
Hanpasnesunio NpPodouUnA, npeHeGpexMo Mana.

M ANhHOW MOBEPXHOCTH
OTKNOHEHUA NPOhUNA JONXKHbI 6bITb NEpPreHan-
KYRAPHBLIMY CPegHen NUHNA.

CpepHAR NWHUA HaMMEHbBILMX KBajpaToOB
npochuns, (HasbiBaeMan Takxe cpegHen
nuumew), \m: basoBaA NUHWA, UMelOWaR
thopmy reomeTpuueckoro (npocuna n ge-
nAwan npodunb Tak, 4To(B nNpegenax 6a-
30BOM ANMHbI CYMMa KBajpaTos OTKNOHe-
HUM NPOCHUNA OT 3TON NUHUN MUHUMaNb-
Ha {c™. puc. 14).

4.20 airithmetical mean line of the
profile (hiso called centre line) : A
reference| line having the form of the

General direction of the profile
Direction générale du profil
OCHOBHOE Hanpasnexue npocuna

Figure 14
PucyHok 14

ligne moyenne arithmétique du pro-
fil {(également appelée lighe cen-
trale) : Ligne de référence ayant la

cpepHAn apucmeTUveckan AUHKUA
npocomna (HasbiBaeMan TgKKe LEHTpanb-
HOWM NuHMeN): BazoBanA NUHWUA, UMEIoIaA

geometrical profile and parailel to the
general direction of the profile
throughout the sampling length, so that
within the sampling length the sum of
the areas limited by the centre line and
the profile are equal on both sides (see
figure 15).

NOTE — The centre line is defined and used
for an approximate graphical determination
of the least squares mean line. When the
profile has a distinguishable periodicity and
its general direction is therefore given, the
"equal area’” centre line is unique. When the
profile is irregular the assessment of its

forme du profil géométrique, parallele a
la direction générale du profil a l'inté-
rieur de la longueur de base, et qui
divise le profil de telle sorte que la
somme des aires comprises entre elle et
le profil soit égale de part et d’autre (voir
figure 15).

NOTE — La ligne centrale est définie et utili-
sée en vue d'une détermination graphique
approchée de la ligne moyenne des moindres
carrés. Lorsque le profil a une périodicité
perceptible et qu’en conséquence sa direc-
tion générale est déterminée, cette ligne cen-
trale des «aires égales» est unique. Lorsque

HOpMy reoMeTpuUHecKoro npoduna u na-
pannenbHaA OCHOBHOMY HanpasneHuto
npochuna no scen 6a30BON gNuHe, Tak YTO
B fipegenax 6a30OBON.ANWHbLI CyMMbl NNo-
wagnen, 3aknioyeHHbIX Mexxay aTO nMHuen
n npocpunem, no o6e ee CTOPOHbI, oguHa-
KOBbI (CM. puc. 15).

NMPUMEYAHWUE — LleHTpanbHana nuHua onpege-
NAETCA U UCNONb3yeTCA ANA yRO6CTBa NpU rpa-
(PUYECKOM NOCTPOGHWM B KadecTBe NpuUGHM-
XEHHOM CpegHel NUHUM HaUMEHbIWWX KBagpa-
TOB, B Tex cnydvasx, korga npocunb vmeeT
3aMeTHYI0 NepUOAUUHOCTE U 6ro OCHOBHOE Ha-
rnpaBneHne, cnefoBaTensHO, BNOMHe onpefe-

~
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general direction becomes uncertain over a
certain range. Within this range a family of
“equal area’’ centre lines can be drawn, one
of which will be identical with the least
squares mean line.

le profil n'a pas de périodicité, sa direction
générale est indéterminée dans une certaine
limite; une famille de lignes centrales de
I'«aire égale» peut étre tracée, dont 'une
sera identique a la ligne moyenne des moin-
dres carrés.

NeHHoe, UeHTpanbHaA NIMHUA ,paBHON Nnowagn
6yper -egMHcTBeHHOW. Ecnu npocounb Hepery-
NAPHbIN, TO OLEHKA 8ro OCHOBHOI'O HaNpaBieHnA
CTaHOBUTCA HEOMPeAeNeHHO I B HEKOPOTOM gua-
nagoHe. B npepenax atoro guariasoHa Moxer
6bITh NPOBEAEHO CEMEWUCTBO LEHTPaNbHbIX Nu-
HUI ,paBHOM nAowagun“, ofijta W3 KOTOPbIX
6yAeT uaeHTUUHa CpegHeln NUHUKM HauMeH b LMX
Keagparos.

Arithmetical mean line of the profile

HanpasneHue oTKNOHUEHA NpounA|

Direction of profile departure
Direction de I'écart du profil

Ligne moyenne arithmétique du profil
CpefHAR apucoMeTUYRCKaA NTUHUA NPocOuna

4.21 mean| line system: The
calculation S\Etem used for the evalua-

tion of surface roughness parameters in
which a mdan line
reference line

is taken as a

Figure 15
Pucysok 15

systéme de)"la lighe moyenne :
Systéme de* calcul utilisé pour évaluer
les paramétres de rugosité de surface
lorsquune ligne moyenne définie est
prise comme ligne de référence.

S—
General direction of the profile
Direction générale du profil

OcHoBHOe HanpaeneHue NpougA

cuctema cpegHen nukum : Cuctema oTcue-
Ta, Ucnonbkayemaa MNpu OLeHkKe napame-
TPOB WEPOXOBATOCTU NOBEPXHPCTU, B KO-
TOPOW B Ka4ecTBe 6a30BO M TUHWIN NUCMOM b-
3yeTCA CpegHAn NMNHUA.

MOCTHLIA BbICTYN npochuna : HacTh npo-
una, pacnonoXXeHHas Mexqay HABYMA
cocefHUMU MUHUMYMaMW npdcdouna (cMm.
puc. 16).

Local peak of the profile
cail: -

MecTHbI M BbICTYN npodhuna

4.22 local peak of profile : A partof saillie locale du profil : Partie du profil
a profile betwin two adjacent minima of comprise entre deux minima adjacents
the profile {see figure 16). du profil {voir figure 16).

Figure 16

Pucynox 16
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4,23 local valley of profile : A part
of profile between two adjacent maxima
of the profile (see figure 17).

creux local du profil : Partie du profil
comprise entre deux maxima adjacents
(voir figure 17).

1SO 4287/1-1984 (E/F/R)
NCO 4287/1-1984 (AI®IP)

MecTHas BnaguHa npochuns : Yactb npo-

comnA, pacnonoXXeHHana MeXXgy nByMA
cocefHUMN  MaKCuMymamu  npodpuna
(c™m. puc. 17).

Local valtey of the profile

Creux local du profil

Mecmaﬂ BnaguHa npocuna

4.24 logal irregularity : A local peak
and the agljacent local valley.

4.25 profile peak : An outwardly
directed (from material to surrounding
medium) zortion of the profile connect-
ing two adljacent points of the intersec-
tion of the profile with the mean line
(see figure¢ 18).

Figure 17
PucyHok 17

irrégularité locale : Saillie locale ‘et

creux local adjacent.

saillie du profil : Partie.du profil dirigée
vers I'extérieur du corps et reliant deux
intersections consécutives du profil
avec la ligne moyenne (voir figure 18).

MECTHAR HePOBHOCTb : MeCTHbIN BbICTYN
M COMPAXKEHHAA C HUM MeCTHaR BnaguHa.

BbICTYN npochuna : Hactb ppochunsa, coe-
AVHAIOWanA ABe cocefiHue [TO4KU nepece-
YeHWUA ero Co cpepHew NUHWen n Hanpa-
BNeHHaA u3 Tena (M3 mategpuana K oKpy-
xalowen cpepe) (CM. puc. 18).

N\
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Profile peak
Saillie du profil
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NOTE — The outwardly directed portion, if
any, of the profile at the beginning or end of
the sampling length should always be con-
sidered as a frofile peak.

When determining a number. of peaks over
several successive sampling lengths, the
peaks of the profile which are part of the pro-
file at the beginning or end of each sampling
length are taken into account once only at
the beginning of each sampling length.

Figure 18
Pucynok 18

NOTE — Les parties du profil dirigées vers
I'extérieur, au début ou a la fin de la longueur
de base, devraient toujours étre considérées
comme des salillies.

En déterminant le nombre de saillies sur
quelques longueurs de base successives, les
saillies du profil qui constituent une partie du
profil, au début ou a la fin de chaque lon-
gueur de base, sont prises une seule fois en
considération, au début de chaque longueur
de base.

NPUMEYAHUE — YacTb npoduna, HanpasneH-
HanR u3 Terna, B Hauvane Uu KOHuUe 633080
ANWHbLI, AONXKHA BCerfa paccMaTpuBaTbCA Kak
BbiCTYN npochuna.

Mpu onpepeneHMn KonNU4eCTBa BbICTYNOB Ha
HECKONMbKUX 6a30BbIX BMNHAX, PACNONOXKEHHbIX
OfHa 3a Apyrow, BbICTYNbl NpoduiA, ABAAIO-
WHUECA YacTbio NPOOUNA B HAYaNe M KOHLE Kax-
OV 6a30BOV ANMHbI, YYATLIBAIOTCA TOMbKO
OAVH pa3s B Hauane Kaxxgom 6a3osou ANUHbI.
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4.26 profile valley : An inwardly
directed {from surrounding medium to
material) portion of the profile connect-
ing two adjacent points of the intersec-
tion of the profile with the mean line
(see figure 19).

NOTE — The inwardly directed portion, if
any, of the profile at the beginning or end of
the sampling length should always be con-
sidered as a valley.

several succeskive sampling lengths, the
valleys of the profile which are part of the
profile at the |beginning or end of each
sampling length} are taken into account once
only at the bpginning of each sampling
length.

creux du profil : Partie du profil dirigée
vers I'intérieur du corps et reliant deux
intersections consécutives du  profil
avec la ligne moyenne {voir figure 19).

NOTE — Les parties du profil dirigées vers
I'intérieur, au début ou a la fin de la longueur
de base, devraient toujours étre considérées
comme des creux.

En déterminant le nombre de creux sur quel-
ques Iongueurs de base successwes les

profil, au début ou a la fin de chaque lon-
gueur de base, sont pris une seule fois en
considération, au début de chaque longueur
de base.

snaguHa npoduns: Yacte npocuns,
COeAMHAIOWAA fBe cocefHue TOYKN nepe-
CeYeHUn ero co cpegHelt nuHnen n Hanpa-
BNEHHaA B TENO (U3 OKpY>Kalowewn cpeabl K
maTepuany) (c™m. puc. 19).

NPUMEYAHUE — HanpaeBneHHaA B Teno 4YacTb
npocounA B Ha4Yane UNN KOHLe 6a30BON BNUHbI
BCErfa JOMmKHa paccMaTpuBaTbCA Kak BNaguHa,

Npu onpegeneHMU KOANYECTBA BMNaguH Ha HeKo-
TOprX 6aaoab|x AnvHax, pacnonomeHHblx oAHa

X RA—ABNAOWUECA
YyacTbio npod)mnn B Hauane v Kokue Kaxxgon 6a-
3080 ANNHbI, YYUTbIBAIOTCA TONbKP OfIUH pa3 B
Havane Kaxxfown 6asoson aiviHel.

-

NN

4.27 profilg irregularity : A profile
peak and the hdjacent profile valley.

4.28 surface lay:_ The direction of
the prevailing texture of the surface
usually determified by the method of

Profile valley
- Creux du profil

Bnagura npoqmnn
7
7/ /) //’A

14 '/ '/

Figure 19
Pucynok 19

irrégularité du profil : Saillie du profil
et creux adjacent.

direction des irrégularités : Direction
de la structure dominante de la surface,
habituellement déterminée par le pro-

"'

f

%

Y
)

HepoBHOCTb npocbuns : BbicTyr npocouna
¥ COMpPAXKEHHAA C HUM BNaguHg npochuna.

HanpasneHuwe HeposHOCTeW: Hanpasne-
HUe npeo6nagalowen CTPyKTypbl nosep-
XHOCTY, 06bI4HO OrnpeaenAMoe YCron b3ye-

manufacture beingused-{orby otherimm——cédé—d“élaboratiom—utitise—ou—ar

fluences).

4.29 surface roughness: Com-
prises surface irregularities with rela-
tively small spacings which usually in-
clude irregularities resulting from the
method of manufacture being used
and/er other influences.

NOTE — These irregularities are considered
within the limits which are conventionally
defined, for example, within the limits of the
sampling length (see figure 12).

10

d’autres influences.

rugosité de surface : Ensemble des
irrégularités de surface de pas relative-
ment petit, correspondant aux emprein-
tes laissées sur la surface réelle par le
procédé d’'élaboration et/ou par
d’autres influences.

NOTE — Ces irrégularités sont envisagées a
I'intérieur des limites conventionnellement
fixées, par exemple par la longueur de base
{voir figure 12).

MBITM METO[JOM OOPabOTRA WITM APYyruMu

BO3ECACTBUAMM.

WepoXosaToCTb NOBepXHOCTM : CoBOKyn-
HOCTb HEPOBHOCTEN NOBEPXHOCTU C OTHO-
CUTENbHO ManbIMU Waramu, 06bIYHO BKANIO-
yalowaR HEPOBHOCTK, NONy4aeMble B pe-
3ynbTaTe NPUMEHAEMOro MeTofa WaroTo-
BNEHUA NNV APYrMMn BO3RENCTBUAMMN.

NMPUMEYAHUE — 3Ty HEPOBHOCTU paccMarpu-
BAIOTCA B Npefenax YCNnoBHO OMpPeAeneHHbIX
OrpaHuveHnn, Harnpumep, Ha 6a3oBoA JnuHe
(cMm. puc. 12).
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4,30 line of profile peaks : A line
paraliel to the mean line and passing
through the highest point of the profile
within the sampling length (see
figure 20).

ligne des saillies du profil : Ligne
paralléle & la ligne moyenne et passant
par le point le plus haut du profil dans la
longueur de base {voir figure 20},

[

1ISO 4287/1-1984 (E/F/R)
NCO 4287/1-1984 (A/®/P)

NUHUA BbLICTYNOB ApoddMAA: JIHuA, na-
pannenbHaA cpegHed NUHWKW KU NpoXogsn-
WanA Yepes HaMBbICWYIO TOUKY NpocunA B
npeaenax 6a3oBov ANUHLI (M. puc. 20).

Line-of. n.—nme_pea,l
= P 5

Ligne des saillies du profil
JIuHWA BoicTynoB NpodunA

4.31 lipe of profile valleys : A line
parallel tp the mean line and passing
through the lowest point of the profile
within  the sampling length ({see
figure 21].

S A A

Figure 20
Pucynok 20

ligne des creux du“profil : Ligne
paralléle a la ligne moyenne et passant
par le point le plusibas du profil dans la
longueur de base (voir figure 21).

nuHMA Bnaguu npoddunsa :| NimHuA, napan-

, NenbHaa cpepHew NUHUW (M npoxodAwan

Yepes HauHN3WYIo TOUKY rlpocuna B npe-
Aenax 6a30B0OM ANuHbI (CM| puc. 21).

m\/\ﬂ _ ,/\VA\//"\VAV/‘/\ [/

Line of profile valleys
Ligne des creux du profil

4.32 profile section level, ¢: The
distance between a line of the profile
peaks and a parallel line intersecting the
profile.

The profile section level can be deter-
mined in micrometres or in percent of
Ry {see figure 34).

NnHna snaguH npocounn

Figure 21
Pucynox 21

niveau de coupe du profil, ¢ : Dis-
tance entre une ligne de saillies et une
ligne paralléle coupant le profil.

Le niveau de coupe peut étre exprimé
en micrométres ou en pourcentage de
Ry {voir figure 34).

ypoBeHb cedeHun npocduns, ¢: Paccton-
HUe MexXay nuHUen BbiCTYNnos Npoduna n
napannenbHoO nNUHUEN, nepeceKkalouien
npodune.

YpoBeHb CeYeHUA NPOPUNA MOXKET onpe-

AENATLCA B MUKPOMETPAax Mnu B NPOLEH-
Tax or &(cm. pnc. 34).

1
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4.33 height and spacing - discri-
mination of irregularities: A
minimum height and a minimum spac-
ing of profile peaks, profile valleys, local
peaks and local valleys which should be
taken into account.

The minimum height. and minimum
spacing of irregularities are specified as
a percentage of R and as a percentage
of the sampling length respectively.

discrimination. en hauteur et en
espacement des irrégularités : Hau-
teur minimale et pas minimal des saillies
et des creux du profil ainsi que des sail-
lies et creux locaux qui devraient étre
pris en considération.

La hauteur minimale et le pas minimal
des irrégularités sont spécifiés en pour-
centage de Ry et en pourcentage de la
longueur de base, respectivement.

BbICOTHaA ¥ Warosan AUCKPUMUHALUA He-
posHocTen : MMHUManbHaA BbLICOTA U MK-

" HAManbHbLIW War BbICTYNOB NpothunAa, Bna-

AWH NpodOUNs, MEeCTHbIX BbICTYMOB ' K
MEeCTHbIX BrafuH, KOTOPbIE AONXKHbI 6bITb
MIPUHATEI BO BHUMaHWKe.

MuHKMMansHaA BbICOTA K War HEPOBHOCTEN
OOMXKHbI YCTAHABNMBATLCA KakK MPOLEHT
oT R, 1 B npoueHTax OT 6a30BOM ANUHbI
COOTBETCTBEHHO.

NOTE — Thel term “‘height and spacing
discrimination pof irregularities” is included in
the document| with a view to unequivocal
determination | and evaluation of surface
roughness parpmeters.

b Surface roughness
parameters associated with
propertieg of irregularities in
the directjon of profile
height

5.1 profile| peak height, Yyt The
distance between the mean line of the
profile and the highest point of the pro-
file peak (see|figure 22).

NOTE — Le terme «discrimination en hau-
teur et en espacement des irrégularitésy est
introduit dans la présente partie de
I'ISO 4287 afin de déterminer et d'évaluer de
facon univoque les paramétres de rugosité
de surface.

Parameétres de rugosité
relatifs aux propriétés des
irrégularités dans la
direction des hauteurs du
profil

hauteur d’une saillie duxprofil, Vp !
Distance entre la ligne moyenne et le
point le plus haut d'une saillie (voir
figure 22).

NMPUMEYAHUE — TepmuH ,BblGOFHaA N waro-
BaA AUCKPUMWUHALIMA HEepPOBHOCTEel" BKNIOYEH B
HacToAlylo YacTs NCO 4287.¢ uenpio ogHO3HaY-
HOTO ONpefieNeHnA U OLEEHKU NapaMeTpoB wWepo-
XOBaTOCTU NOBEPXHOCTU.

MNapameTpbl WepoxosBaTqcTy
NOBEPXHOCTHU, CBA3AHHbIE CO
CBOMCTBaMMU HEpPOBHOCTEMN B
HanpaBNeHuM BbICOTbI Npodouna

BbicoTa BbicTyna npodouns, J},: Paccron-
HWe MexXpgy cpefiHen nuHmnen Npoduna u
BbICWEN TOYKOW BbICTYNa npoduna (cm.
puc. 22).

12

Figure 22
PucyHok 22
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5.2 profile valley depth, y : The
distance between the mean line of the
profile and the lowest point of a profile
valley (see figure 23). '

profondeur d’un creux du profil, Y,
Distance entre la ligne moyenne et le
point le plus bas d'un creux (voir fi-
gure 23).

1ISO 4287/1-1984 (E/F/R)
NCO 4287/1-1984 (AID/P)

rny6una snagumnel npocouns, . : Paccron-
HUE MeXxay cpefiHen nuHuen npocouna u
HU3WEeN TOUKOW BnaguHbl npocomnA (cMm.
puc. 23).

5.3 prdfile irregularity height : The
sum of the profile peak height and the
depth of [an adjacent profile valley. (see
figure 24|,

Figure 23
Pucynok 23

hauteur d’une irrégularité du profil ;
Somme de la hauteur d'une saillie et.de
la profondeur d’un creux adjacent-(voir
figure 24),

BbICOTa HEPOBHOCTW npgchuna: Cymma
BbICOTbI BbICTYyfla MPOUNA U TNYBEUHD!
COMPAXKEHHOM C HUM BRagiuHbl npoduna
(cM. puc. 24).

5.4 makimum profile peak height,
R_: The|distance-between the highest
point of the profile and the mean line
within thelsampling length (see figure 25).

Figure 24
Pucynox 24

. hauteur de saillie maximale, R _:

Distance du point le pius haut du profil
a la lighe moyenne , & l'intérieur de la
longueur de base {(voir figure 25).

BblCOTa Hanbonbiero Bbicyyna npocduna,
Rp: PaccTtofiHne meXpay Bpiciiern TOMKOW
npodhusia U cpegHen NUHUENW B npesienax
6a3oBo AnNuHKbI (CM. puc. 25).

N\
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Figure 25
- PucyHok 25
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5.5 maximum profile valley depth,
R, : The distance between the lowest
point of the profile and the mean line
within the sampling length (see fi-
gure 26).

profondeur de creux maximal, R

Distance du point le plus bas du profifa

la ligne moyenne, & l'intérieur de la lon-
gueur de base (voir figure 26).

rny6uHa Han6onbwen sBnaguHsl npocouns,
Rm: PaccToAHWe MeXQay Husted Toukow
npodounA U cpefHen NUHUEN B npepenax
6a30BOM ANUHbI (GM. pUC. 26).

N

7N

[f

file, R, : Theldistance between the line
of profile pegks and the line of profile
valleys withir| the sampling length (see
figure 27).

5.6 maxiraum height of the pro-

NSy

Figure 26
PucyHok 26

hauteur maximale du profil. R, : Dis;
tance entre la ligne des saillies et la ligne
des creux, a{'intérieur de la longteur de
base {voir figure 27).

W

CTOAHMNE MEXJY NuHUeN BbIgTYNoB Mpo-
dUNA ¥ NUHWeN BnaguH npodgunA B npe-
fenax 6a3oBoi gnuHbl (CM. pug. 27).

Haubonblas BbicOoTa npocpuﬂ?, Ry: Pac- |

ees- |

A

Figure 27
Pucynox 27

5.7 ten point height of irregu-
larities, R, : The average value of the
absolute values of the heights of five
highest profile peaks and the depths of
five deepest profile valleys within the
sampling length (see figure 28).

14

hauteur des irrégularités sur dix
points, R, : Moyenne des valeurs abso-
lues des hauteurs des cing saillies du
profil les plus hautes et des profondeurs
des cing creux du profil les plus bas, a
I'intérieur de la longueur de base (voir
figure 28).

iiypil + ilyvi'

i=1 i=1
R, = 5

B8bICOTa HOPOBHOCTEW NPOCHUNA NO AeCATH
TouKam, R, : CpefHee a6COMIOTHbIX 3Hade-
HWM BbICOT MATHU HaUbONbLINX BbICTYNOB
npodounA ©“ rMMy6uH NATU HaKW6ONbWKX
snaguH npoduna B npegenax 6a3oBown
AnvHbl (CM. puc. 28).
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where

Yoi is the height of the ith highest
peak profile;

Y,; s the depth of the ith deepest
profile valley.

NOTE — Depending on the shape of the
profile, in certain cases, a problem arises
associated with the lack of a number of pro-
file peaks and valleys and/or the super-

est la hauteur de la #Me saillie la
pi)ue haute;

y,; est la profondeur du #™ creux
le plus bas.

NOTE — D’'aprés la forme du profil, dans
certains cas il surgit un probléme lié & un

nombre restreint de saillies et de creux du .

profil et/ou a la superposition d’ondulations

1SO 4287/1-1984 (E/F/R)
NCO 4287/1-1984 (A/®/P)

rae

Ypi — BbICOTA i-TOTO Hau6onblero
BbICTyna Npounsa;

Y, — rnyéuna I-ToM Hanonbuen
BnaguHb! npoduna.

APUMEHAHUE — B 3aBUCMMOCTU OT (POPMbI
NPoOUNA B HEKOTOPLIX ClTyYanAX BOZHUKAET MNpo-
6nema, CBA3aHHAA C HEJOCTaTOYHbIM KONUYEC-
TBOM BbICTYNOB W Bragud npodimna u/mny ¢ Ha-

imposing ¢f waviness on the roughness.

sur la rugosité.

noxxexHneM BONHUCTOCTYU HA pPOXOBATOCTb.

5.8 mean height of profile irregu-
larities, R : The sum of absolute mean
values of|profile peak heights and pro-
file valley|depths.

where n Is the number of profile’peaks
and valleys over the sampling-length.

5.9 avgrage value ‘of the surface
roughnegs paraméter, R :

hauteur moyenne des irrégularités
du profil, R): Somme des valeurs
moyennes absolues des hauteurs des
saillies-ef des profondeurs des creux, a
l'intérieur de la longueur de base.

1 % 1«
n Zlypil + n Z'-yvjl
j=1

i=1
ou n est le nombre de saillies et de creux
du profil sur la longueur de base.

valeur moyenne du paramétre de la
rugosité de surface, R :

o~ d‘ A
1 =2 NS S N \ S /m
N A
et} l
Figuré28
Pucyxox 28

cpefHnAn BbiCOTa HePOBHOPLTeW npodunsa,
R,: Cymma abCcoNIOTHbIX ¢PEAHUX 3HAYe-
HWUM BbICOT BLICTYMOB MPOfbUNA U FAy6UH
BNaAWH nNpocouna B npefienax 6a30BON
ANUHBL,

rge N — 4ucno BLICTYNOB(M BRaguH Npo-
duna Ha 6a3oBoN gnuHe.

4.9 cpepHee 3naveHHe NIPaMeTpa WePO-
XOBaTOCTH noBepxHocTh, I :

where k is the number of individual
evaluation lengths;

where

Rj is the value of the surface
roughness parameter determined for
one sampling length;

1
R=—E2R
i=1

ou k est le nombre de longueurs d'éva-
luation individuelles;

1 h
o 2R

J=1 i

R, est la valeur du paramétre de
rugosité de la surface déterminée sur
une longueur de base;

rae kK — uncno efuUHUYHbIX QNUH OLEHKN;

roe

Rj — 3HayeHne napamerpa WEpPOXo-
BaTOCTH MOBEPXHOCTU, onpegeneHHoe
Ha ofjHOW 6a30BOW fNUHE;

15
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n is the number of sampling
fengths in one individual evaluation
length.

NOTE — The value of n shall be specified,
for example :

5.10 arithmetical mean deviation

n est le nombre de longueurs de
base sur une longueur d'évaluation
individuelle.

NOTE — La valeur de # doit étre spécifiée,
par exemple :

écart moyen airthmétique du profil,

n  — uyncno 6asoBbIX ANWH Ha egu-
HUYHON ANUHE OLEeHKM.

MPUMEYAHWME — 3HauveHue ,n“ gON>KHO 6bITh
YKa3aHo, Hanpumep :

cpegHee apmpmeru YeCKOe OTKMNOHeHUue

of the profjle; R, : The arithmetical
mean of the gbselute values of the pro-
file departuges within the sampling
length [ (see figure 29).

or approximagely

where n is thd number of discrete profile
deviations.

NOTE — The palues of R, in practice are
determined within the evaluation length
which includes several sampling lengths. Ac-
cording to ISO B2741), the sampling length is
equal to the cut-off.

R, : Moyenne arithmétique des valeurs
absolues des écarts du profil, dans les
limites de la longueur de base !/ {voir
figure 29).

!
R, = —;—Soly(x)| dx

ou approximativement

n

1
Ra = _n_ Zlyz"

i=1

ou n est le nombre d’écarts discrets dd
profil.

NOTE — Les valeurs de R, sont déterminées
en pratique a lintérieur d’une™longueur
d’évaluation qui contient plusieurs longueurs
de base. Conformément 3-11SO 32741}, 1a
longueur de base est numériquement égale
au cut-off.

npocpuns, Ra : CpegHee apwq)hequecKoe
aBCoNIOTHbLIX 3HAYEHMW OTKAQHEHUM Npo-
cdunA B npegenax 6asoron ahuHbl [ (cM.
puc. 29).

MU NPUGINIXKEHHO

rge # — YUCNO BUCKPETHbIX QTKNOHEHN?
npoduna.

MPUMEYAHUE — 3HaveHnA R, fpakruuvecku
onpefensioTcA B npepenax ANYHbI  OUEHKH,
BKilOYaloWen Heckonbko 6a30Bbix AnuH. (o
MUCO 32747 6asoan AnUHA YMCHEHHO paBHA
oTCeuke wara.

O

VA

5.11 root-n squake atic
of the profile, R_: The root-mean-
square value of the profile departures
within the sampling length.

1) 180 3274, Instruments for the measure-
ment of surface roughness by the profile
method — Contact (stylus) instruments of
consecutive profile transformation — Con-
tact profile meters, system M.

16

Figure 29
PucyHok 29

R_: Valeur moyenne quadratique des
écarts du profil, dans les limites de la
longueur de base.

IEWY
=1/ = 2
Rq ] soy {x) dx

1) 1S0 3274, Instruments de mesurage de
la rugosité des surfaces par la méthode du
profil — Instruments & palpeur-aiguille, 2
transformation progressive du profil — Pro-
filometres & contact du systeme M.

CPORHOO—KBARPATHIEOKO0—OTKIIOHEHHUE
npocuna, R : Cpearee kBagpaTunyeckoe
3HaueHue OTKIOHEHU It Mpothuna B npege-
nax 6a3o0BOV AnUHbI.

1) WUCO 3274, Mpubopbl dnA uUsMepeHuA Wwepo-
xoBamocmu nosepxHocmu memodoMm npocu-
A — KoHmaxkmHble npubops! (co usynamu) ¢ no-
cnedosamenbHbiM  UIMEHEHUeM  npoghuna —
KoHmakmHble npoghunomempbi cucmembl M.
(ONy6nMKoBaH TOMLKO Ha aHrMUICKOM U paH-
LLy3CKOM A3blKax.)
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NOTE — The values of R

in practice are

determined within the evaluation length
which includes several sampling lengths. Ac-
cording to 1ISO 32741, the sampling length is

equal to th

6 Surf

e cut-off.

ace roughness

parameters associated with
irregularity properties in the

profile

of the pr

file, A _ : 27 times the ratio of

6.1 roo£mean-square wavelength

the root-
profile R
slope of t

4,in 7.2)

where A
the local
into acco
and indivi

ean-square deviation of the
to the root-mean-square
he profile 4 a (see definition of

s a measure of the spacing of
beaks and local valleys taking
unt their relative amplitudes
dual spatial frequencies.

6.2 average wavelength of the

profile,
arithmetig
file R, to
the profil
7.3).

where 4,
the local
into acco
and indivi

NOTE —

root-mean

2 0 27 times the ratio of the
al mean deviation of the pro-
he arithmetical mean slope of
e A, (see definition of 4, in

s a measure of the spacingof
beaks and local valleys faking
unt their relative”amplitudes
Hual spatial frequencies.

The average\wavelength of the
profile A, iﬁthe close approximation of the _

quafe Wavelength Aq.

NOTE — Les valeurs de Ry sont détermi-
nées en pratique a l'intérieur d'une longueur
d’évaluation qui contient plusieurs longueurs
de base. Conformément & I'ISO 32741, Ia
longueur de base est numériquement égale
au cut-off.

Paramétres de rugosité
relatifs aux propriétés des
irrégularités dans la

fengthdirectiomr—————direction—detatongueur-du—pannib-Rpocnan—

profil

longueur d’onde quadratique
moyenne du profil, /lq : Produit par 27
du rapport entre I'écart moyen quadrati-
que du profil, R_, et I'écart moyen qua-
dratique de la pente, Aq (voir la défini-
tion de Aq en 7.2).

R
A, = 2m—+
q
Aq
ol A constitue une mesure du.pas‘des
saillies et des creux locaux, ‘compte
tenu de leurs amplitudes relatives et de
leurs fréquences.

longueur d’ondé.moyenne du profil,
A, : Produit par-2rm du rapport entre
I'écart moyen-arithmétique du profil,
R,, et la“pente moyenne arithmétique
du profil, 4, {voir la définition de 4, en
7.3). '

Ra
).a = 27 A_
a
ou Aa constitue une mesure du pas des
saillies et des creux locaux, compte
tenu de leurs amplitudes relatives et de
leurs fréquences.

NOTE — La longueur d’'onde moyenne du
profil 1, est une bonne approximation de ,lq.

TOB M MECTHbIX BNaguH C Y

ISO 4287/1-1

984 (E/F/R)

NCO 4287/1-1974 (AI®IP)

MpumedaHue — 3HadyeHuA Rc| npakTU4ecKn

onpeaenAlnTcA B npegenax
BKITIOHEIOWEAN HECKONbKO 6ac

ANUHLI  OLEHKW,
OBbIX AnuH. Mo

NCO 32741 6asoBan fnMHa YMCNEHHO paBHa oT-

ceuke wara.

MapameTpbl WEPOXOBATOCTH,
CBA3aHHbie CO CBOMCTBaMM
HEpOBHOCTEMN B HanpaBneHUK

cpepHeKBagpaTuieckan
npodcpuns, Aq
cpeaHeKBafpaTUUYecKoro
npocdmng R K CpefHEeKBg
q
Haknowy npocuna A _ (o
q
CM=B-7.2).

" AnNuHa
27-KpaTHpe OTHOWeHue

BONHbI

OTKNOHEHUA
ApaTtuudeckomy
pepeneHve Aq

rge A ecTb Mepa lWara MECTHbIX BbICTY-

CUTeNbHbIX aMninTyg U o
CTPaHCTBEHHbIX 4acToT.

CpepHAA QAJiuHa BOMMHbI
2r-KpaTHOe OTHOWEHUe (g
TUYECKOro OTKNOHEHUA I
cpefHeapumMeTUYecKoMy
cuna A, (onpegenenue A |

rge Aa ecTb Mepa lara m
NoB N MECTHbIX BNaguvH C Y|
CUTENbHbIX amMnauTya n o
CTPaHCTBEHHMbIX YacToT.

NMPUMEYAHWUE — CpepgHAana 4
duna 1, ectb 6113Kan annpoy
KBagpaTn4eckon AnuHbl BOMH

METOM UX OTHO-
FaenbHbIX Npo-

npocduns, /la:
pegHeapudme-
pocouna Ra K
HaKnoHy npo-
cMm. B 7.3).

BCTHBIX BbICTY-
HEeTOM UX OTHO-
[ AeNbHbIX Npo-

MHa BOMHbI MpPO-
CUMaLNA CpefHe-
1Ay

Aq

1) 1S0 3274, Instruments for the measure-

ment of surface roughness by the profile
method — Contact (stylus) instruments of
consecutive profile transformation — Con-
tact profile meters, system M.

1) IS0 3274, Instruments de mesurage de
la rugosité des surfaces par la méthode du
profil — Instruments a palpeur-aiguille, &
transformation progressive du profil — Pro-
filométres a contact du systéme M.

1) WNCO 3274, Annapamypa 6na usmepeHun we-
poxosamocmu noBepxHocmu npogunbHbIM Me-

mooom — KoHmakmHbie (uiynossle) npubopb!
nocnedoBamenbHo20 npeobpa3oBaHua npogu-
na — KoHmakmtsie npoghunomemps! cucme-
Mbl M. (ONy6nUKoBaH TONbKO Ha aHIMUNCKOM ¥
thpaHLUy3CKOM A3bIKaXx.)
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6.3 spacing of the profile irregu-
larities : The length of a mean line sec-
tion containing a profile peak and the
adjacent profile valley (see figure 30).

pas des irrégularités du profil : Lon-
gueur de la ligne moyenne contenant
une saillie et le creux consécutif (voir
figure 30).

war HepoBHOCTe i npochuna : [inuHa oTpes-
Ka cpefiHel NUHUK, coflep Kaujan BbICTyM
nNpodUNA K CONPAXKEHHYIO C HAM BNaguHy
npocomna (cM. puc. 30).

Sm‘l

SmZ Smi

-

Smn

—attll—

Iq

6.4 mean spacing of profile irregu-
larities, S_ :[The mean value of the
spacing of
within the sampling length.

where
S, s the{spacing of profile irregu-
larities; .

n is the|.number of profile ir-
regularity gpacings over the sampl-
ing length.

6.5 spacing of local peaks of the
profile : The [length of the mean_line
section betwegn the two highest points
of the adjacen{ local peaks of the.profile
projected on [the reference ‘line (see
figure 31).

he profile irregularities

AR A

Figure 30
Pucynox 30

pas moyen des irrégularités du pro-
fil. S, : Valeur moyenne des pas des
irrégularités du profil a l'intérieur deJa
longueur de base.

n
1
= —; § ,Smi
o
ou

S, est le\pas des irrégularités du

profil;
n_ est le nombre de pas des irrégu-
larités du profil sur la longueur de
base.

pas des saillies locales du profil :
Longueur d'une section de la ligne
moyenne délimitée par la projection sur
cette ligne des deux points les plus
hauts des saillies locales adjacentes du
profil {voir figure 31}.

/

CPeAHUil war HepoBHOCTe! npothuna, S :
CpefjHee 3HadeHuWe wWwara HepOBHOCTeWN
npodounA B nNpegenax 6as’oBOW RNUHBI.

rae
— Wwar HepoBHOCTeN nNpocuns;

— YUCNO Waros HePOBHPCTEN NPo-
cuna Ha 6a3oson gnuHe.

War MecTHbIX BbicTynos npoduns : finmHa
oTpeska cpefHen NUHUK MeXXAY [NpoeKkuna-
MU Ha Hee BBYX HauBbiCUWKX TOHEK cocepl-
HUX MEeCTHbIX BbLICTYNOB npothuna (cMm.
pwuc. 31)

|

Sn
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Figure 31
PucyHok 31
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6.6 mean spacing of local peaks of
the profile, S : The mean value of the
local peaks spacing of the profile within
the sampling length.

where

pas moyen des saillies locales du
profil, S : Valeur moyenne du pas des
saillies locales & lintérieur de Ila
longueur de base.

1 n
$ =2

i=1

ISO 4287/1-1984 (E/F/R)
NCO 4287/1-1984 (AID/P)

CpeAHUMN War MecTHbIX BbICTYNOB Npocou-
na, S: CpefHee 3HaueHue wara MeCTHbIX
BbICTYNOB B Npegenax 6asoBon AnNuHLI.

i
the prpfile;

ol rpge
S. is|the spacing of local peaks of S; est le pas des saillies locales du §; — War MecTHbIX Bb|CTYNOB NpocHu-
profil; ne;
n est le nombre de saillies locales N — YUCNO\MECTHbIX [BLICTYNOB NpO-

n is the number of local peaks of
the prpfile over the sampling length.

6.7 deyeloped profile length, L _:
The length that would be obtained from
drawing qut the profile in a straight line,
within the sampling length.

ratio of the developed profile length to

6.8 prcTile length ratio, / : The
the sampling length (see figure 32).

du profil sur la longueur de base.

longueur développée du profil, L, :
Longueur qui serait obtenue en étirant
le profil en ligne droite.

l 2
d
Lo=s 1+(§) d¥
0

rapport. de longueur du profil, L
Rapport de la longueur développée du
profil & la longueur de base (voir

figure 32).

couna Ha6a30B0N gNuHe.

AnNuHapacTadyToro npochunsa, L: AnuHa,
KOTOpaa NonyyYuTCcs, ecnu Bee BbICTYNbl U
BraguHbl NPocouna B npegenax 6a3oBow
ANWHbI BbITAHYTL B NPAMYIO NUHWIO.

OTHOCHUTEeNnbHan guHa npogpuns, 1r : OTHO-
weHue ANVHbLI PacTAHYTO[O npocuna K
6a30BOW gNUHe (CM. puc. 32).

[r: 0

Figure-32

6.9 profile peak density, D: The
number of profile peaks per unit of
length.

NOTE — The density of profile peaks is
determined within the sampling length, and
can be expressed by the following formula :

PucyHok 32

densité des saillies du profil, D:
Nombre des saillies du profil par unité
de longueur.

NOTE —-La densité des saillies du profil est
déterminée a l'intérieur de la longueur de
base et peut étre exprimée par la formule
suivante :

1
P=s

NAOTHOCTb BLICTYNOB Npochunsa, D : Uncno
BbICTYROB NPOHUNA Ha eguHULY GAVHBI.

APUMEYAHWE — NMNOTHOCTL BEICTYNOB NPOchU-
nA onpepenAeTcA B npegenax 6a30BON ANUHbLI U
MOXeT 6bITb BhIpa)keHa cnefyiowmm O6pasoM :

19
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7 Surface roughness
parameters associated with
profile irregularity form

7.1 skewness of the profile, S, : A
measure of asymmetry of the distribu-
tion density of profile deviations (see
figure 33) given by the formula

Parameétres de rugosité
relatifs a la forme des
irrégularités du profil

asymétrie de la distribution du pro-
fil, S, : Mesure de I'asymétrie de la den-
sité de distribution des amplitudes du

profil {voir figure 33) donnée par la for-

mule

MapameTpbl WepoxosaToCcTH,
cBA3aHHble ¢ hOpMOH
HepoBHOCTe W npoduns

k03 buUMeHT acummeTpun npoduns,
S, : Mepa acuMMeTpuM NNOTHOCTK pacnpe-
[eneHnMA OTKNOHeHMW npochuna  (CM.
puc. 33), onpeaendeMas BbipaXkeHuem

7.2 root-njean-square slope of the
profile, 4 The root-mean-square
value of the|rate of change of profile
departures whithin the sampling length;

where dy/dx]is an instantaneous slope
of the profile} or-approximately

e — { ——
a 1y A o P~
V 7 — VAL
\ i ]
)
v

pente moyenne quadratique du pro-
fily Aq: Racine carrée de la valeur
moyenne du carré du gradient des
écarts du profil, & I'intérieur de la lon-
gueur de base.

1 ¢! /dy\2
4 = —5 &
q I 0<dx> dx

ol dy/dx est la pente instantanée du
profil, ou, approximativement

cpefjHexBafpaTMyYeCKui HakJJoOH npocpu-
na, A : CpepHekBappaTuyeg¢koe 3Haue-
HWe NOCTOAHHON U3MEHEeHUA PTKNOHEHUN
npochuna B npegenax 6asosoy ANvHbI.

rae dy/dx — MrHoBeHHb! A HaKIOH NPodn-
na, unu NPUBNNUXKEHHO

7.3 arithmetical mean slope of the
profile, 4, : The arithmetical average
of the absolute values of the rate of
change of the profile departures within
the sampling length.

20

1 o /Ay, \?
A=/ — —
q n Z(Ax)

P=1 !

pente moyenne arithmétique du
profil, 4, : Moyenne arithmétique des
valeurs absolues du gradient des écarts
du profil a l'intérieur de la longueur de

base.
1
A = ls d
a l 0

CI)_C) dx

cpepHeapupPMeTUUECKMA HaAKNIOH Npodn-
ns, 4,: CpepHee apuMeTnYeckoe abco-
NIOTHBIX 3Ha4YeHUW NOCTOAHHOMN U3MEHe-
HUA OTKNOHeHU# NpodounA B npegenax 6a-
30BOW ANUHBI.
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